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摘要(译)

一种免疫学的测定方法，测定蛋白质抗原，包括：准备第1抗体、和内部
具有能够与所述第1抗体特异性结合的抗原表位的工序(a)；通过使与所述
蛋白质抗原中的除所述抗原表位以外的至少一部分结合的第2抗体与所述
蛋白质抗原接触，从而使所述蛋白质抗原的所述抗原表位露出的工序
(b)；以及在所述工序(b)后，使所述第1抗体与所述蛋白质抗原接触的工
序(c)。
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